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Gewinde & Montage

Gewinde:
C-Mount
Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformitatszertifikat:

Anzeigen
Reach 235:

Konform

Produktdetails

o PoE (Power over Etheret)

o Kompatibel mit Gig Vision und GenlCam

e Besonders kleines Gehause

e Umfangreiche API-Bibliothek und SDK Spinnaker inbegriffen

o)

Teledyne
Authorized
Distributor

Teledyne Imaging ALIR/IS Blackfly S: Modernste Bildverarbeitungskameras mit starken Funktionen
Bilder von modernsten Sensoren fiir Ihre Anwendung, in einem Kameragehéuse oder als Platinenkamera

Blackfly® Sist eine vielseitige und kompakte Bildverarbeitungskameraserie, die fortschrittlichste Flchensensoren mit einem sehr kompakten Geh&use kombiniert. Mthilfe der starken Funktionen werden genau die Bilder erzeugt, die
Ihre Anwendungsentwicklung voranbringen. Es ist sowohl eine automatische als auch eine prazise manuelle Steuerung fiir Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf der Kamera méglich. Die Blackfly® S Kameraserie liefert mit
Optionen wie Hochgeschwindigkeit, hoher Bildauflésung oder Empfindlichkeit bei geringem Licht stets die benétigten Bilder.

Die gleichen Abmessungen aller Kameravarianten ermdéglichen eine einmalige Entwicklung und einen einfachen Austausch bei Bedarf. Zu den Kamerafunktionen gehéren eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die
wllstiandige Kompatibilitat mit haufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE \Vision oder USB3 Vision unterstiitzt. Blackfly® S ist verfiigbar mit GigE oder USB3, als Gehause- oder Platinenversion.

Hinweis: Firr den Betrieb ist ein GigE-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Die Software steht zum Download bereit. Blackfly® GigE-Kameras mit PoE sind ebenfalls verfiigbar.
Blackfly® S GigE Farbe / monochrom

o Zu den Kamerafunktionen gehéren eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollstandige Kompatibilitat mit haufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Mision unterstiitzt. Die GigE-Modelle mit verlustfreier
Komprimierung (LLC) sind auch mit héheren maximalen Bildraten und geringeren Bandbreitenanforderungen verfigbar, dies ermdglicht maximalen Output ohne Verluste bei der Bildqualitat.
Egenschaften

e Besonders kleines Gehéuse (29 mm x29 mm x39 mm)

o Neueste CMOS-Sensoren und neue Bildverarbeitungsfunktionen auf der Kamera

o Erhohte Binning-Flexibilitat, leistungsstarke automatische Belichtungssteuerung und robuste Farbtransformationswerkzeuge
o \erbesserte Takizeiten durch fortschrittliche Kamerasteuerung und programmierbare Logik

o \erwendung von Sequencern, Chunk-Daten, Event-Benachrichtigungen, Zahlern, Timem und Logikblécken

o Auswahl an CMOS-Sensoren mit globalem Shutter, Polarisationssensoren und hochempfindlichen BSI-Sensoren

o Datenschnittstellen: GigE, USB3

o Farbtransformationstools fir naturtreue Farben

o Fortschrittliche Auto-Algorithmen oder prézise manuelle Steuerung fur Bildaufnahme und Vonverarbeitung auf Kamera

o Funktionen auf der Kamera wie Uhrzeitsynchronisation IEEE1588, verlustfreie Komprimierung, Deep-Learning-Inferenz
o Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern

o Unterstiitzung fiir verschiedenste Betriebs- und Hostsysteme

o Umfangreicher Beispielcode und beschreibende API-Protokollierung

o Einfache Produktiterationen durch gleiche Abmessung bei allen SensorgréfRen

o Kamerasteuerung Uber FlyCapture SDK oder USB3-\ision-Software von Drittanbietern

Anwendungen

o Intelligente Transportsysteme

o Fertigungsautomatisierung

o Barcodeauslesung

e 3D-Scan

o Life-Science-Geréte

o Biometrie-Anwendungen

o Ophthalmoskopie

o Automatische optische Inspektion
e Lebensmittel- & Getrankeindustrie

Die Teledyne FLIR IS Blackfly® S PoE GigE-Kameras sind kompakte Kameras fir die industrielle Bildverarbeitung, die fir eine hohe Bildqualitét in Inspektions- und Automatisierungssystemen mit begrenztem Platzangebot
ausgelegt sind. Sie verfiigen tUber Power-over-Ethernet (PoE)-Anschlussmdglichkeiten und sind GigE Vision- und GenlCam-kompatibel, was die Veerkabelung vereinfacht und eine unkomplizierte Integration mit Fremdsoftware und
bestehenden GigE-basierten Bildverarbeitungsnetzwerken erméglicht. Das Blackfly S GigE-Angebot von EO umfasst auch kamerainterne Funktionen wie IEEE 1588-Taktsynchronisierung, wodurch sich diese Kameras gut fiir
synchronisierte Multikamera-Inspektionen, Robotik und Hochgeschwindigkeits-Produktionsumgebungen eignen. Bestimmte Modelle verfiigen Uber eine verlustfreie Komprimierung, um den effektiven Durchsatzund die Bildrate zu
steigern und gleichzeitig den Bandbreitenbedarf zu senken, ohne dabei Abstriche bei der Bildqualitit zu machen.

Mt einer breiten Palette von Sensoroptionen eignet sich die Blackfly S-Plattform ideal fiir die automatisierte optische Inspektion, Fertigungsautomatisierung, Mkroskopie, 3D-Scanning und andere Bildgebungsaufgaben, die ein
ausgewogenes Verhéltnis von kompakter GréRRe, Geschwindigkeit und Auflésung erfordem. Erweiterte Kamerasteuerungen, robuste Farbumwandlungstools und automatische Belichtungsfunktionen unterstiitzen den Benutzer bei
der Optimierung der Bilderfassung fiir Farb- und SchwarzweilRanwendungen. Das mitgelieferte Spinnaker SDK und die umfangreiche API-Unterstiitzung rationalisieren die Evaluierung, Softwareentwicklung und Systemintegration fir
OEM- und Embedded-Vision-Designer. Fir Kunden, die verteilte oder skalierbare Bildverarbeitungssysteme aufbauen, bieten die Blackfly S PoE GigE-Kameras eine effizente Kombination aus kompaktem Design, flexiblen
Schnittstellenstandards und leistungsstarker Bildverarbeitungstechnik.

Technische Informationen
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